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CENTERWAVE 6000 Technology To Perfection

CENTERWAVE 6000 to prze?omowa, innowacyjna technologia kluczowa podczas wyt?aczania du?ych rur. Jeden
lub kilka nadajnikéw-odbiornikéw, rozmieszczonych na obwodzie rury, do ci?g?ego wysy?ania i odbierania fal
milimetrowych o modulowanej cz?stotliwo?ci, mierz? bezkontaktowo i z dok?adno?ci? do um ?rednic?, owalno?? i
grubo?? ?cianek du?ych plastikowych rur podczas procesu wyt?aczania — bez znajomo?ci w?a?ciwo?ci materia?u
i bez mediéw sprz?gaj?cych.

Zalety nowej technologii fal milimetrowych

Nawet bez znajomo?ci w?a?ciwo?ci wyt?aczanych materia?6w i ich temperatur, CENTERWAVE 6000
bezproblemowo mierzy wymiary zewn?trzne oraz grubo?ci ?cianek na ca?ym obwodzie, zapewniaj?c precyzj? do
nieznanego wcze?niej stopnia. Co najmniej jeden lub kilka czujnikéw, tak zwanych nadajnikéw-odbiornikéw,
rozmieszczonych na obwodzie rury, w sposéb ci?g?y wysy?a i odbiera fale milimetrowe o modulowanej
cz?stotliwo?ci. Warstwy brzegowe odbijaj? te fale, ktére s? wykrywane i demodulowane przez jednostk? odbiorcz?
odpowiedniego urz?dzenia nadawczo-odbiorczego. Te odbierane sygna?y zawieraj? informacje dotycz?ce
odleg?0?ci mi?dzy warstwami granicznymi r6?nych materia?dw. Po algorytmicznym przetworzeniu otrzymanych
sygna?ow z ka?dego czujnika ??dane warto?ci pomiarowe dotycz?ce ?rednicy, owalno?ci i grubo?ci ?cianek s?
gotowe do wizualizacji i kontroli w ci?gu zaledwie kilku milisekund.

Specyfikacje
Zasada pomiaru Bezdotykowa przy u?yciu technologii fal milimetrowych FMCW
Application Linie wyt?aczania du?ych rur
Obszar zastosowania - Rury g?adkie
- Rury piankowe
- Rury wielowarstwowe
Materia? Wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne (np. PE, HDPE, PP, PA6, PVC), ceramika, szk?0
Zakres pomiarowy CENTERWAVE 6000/250: 32 - 250 mm

CENTERWAVE 6000/400: 75 (opcjonalnie 60) - 400 mm
CENTERWAVE 6000/630: 75 - 630 mm

CENTERWAVE 6000/800: 160 - 800 mm
CENTERWAVE 6000/1200: 250 - 1,200 mm
CENTERWAVE 6000/1600: 250 - 1,600 mm

(wi?ksze zakresy na zamoéwienie)

Grubo?? ?cianki CENTERWAVE 6000/250: >1.6 mm
CENTERWAVE 6000/400: 3.8 mm (>1,6 mm)
CENTERWAVE 6000/630: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/800: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/1200: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/1600: 3.8 mm
(wi?ksze zakresy na zamoéwienie)

Powtarzalno?? CENTERWAVE 6000/250: 1 um
CENTERWAVE 6000/400: 5 um (1pm*)
CENTERWAVE 6000/630: 5 pm
CENTERWAVE 6000/800: 5 pm
CENTERWAVE 6000/1200: 5 pm
CENTERWAVE 6000/1600: 5 pm

Dok?adno?? CENTERWAVE 6000/250: 10 pm
CENTERWAVE 6000/400: 50 pm (10pm®)
CENTERWAVE 6000/630: 50 pm
CENTERWAVE 6000/800: 50 pm
CENTERWAVE 6000/1200: 50 um
CENTERWAVE 6000/1600: 50 um
Grubo?? ?ciany Minimalna grubo?? ?cianki: 1,6 mm**
Kalibracja CENTERWAVE 6000 nie wymaga ?adnej kalibracji
Cz?stotliwo?? nadajnika 80 - 300 GHz

Cz?stotliwo?? pomiarowa 370 Hz



Zasilanie
Temperatura otoczenia

Interfejsy

200 - 240 V (100 - 460 V) AC * 10 %, 50/60 Hz b b T B f _at
+5do +45°C ISCNNDIOYgY 10 rencion
RS232, USB

Opcjonalnie: przemys?owe magistrale polowe, takie jak CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, Profinet |10,
Profibus-DP, LAN (Ethernet), OPC DA/UA

*Fala ci?g?a modulowana cz?stotliwo?ci?
**Mniejsze grubo?ci ?cianek na zamdwienie

Zast?pienie konwencjonalnych technologii

Dla rozwoju technologii opartej na chipie fali milimetrowej CW decyduj?cy by? cel stworzenia
bezkontaktowego urz?dzenia pomiarowego przy wyciskaniu rur, ktére b?dzie bezobs?ugowe i trwa?e.
Niezale?nie identyfikuj?c charakterystyczne warto?ci materia?u, CENTERWAVE 6000 generuje warto?ci
pomiarowe z najwy?sz? precyzj?, bez potrzeby specyfikacji dotycz?cych parametréw materia?u.

CENTERWAVE 6000 zapewni bardzo precyzyjne warto?ci pomiarowe w ré?nych pozycjach linii produkcyjnej
(nawet w gor?cym obszarze), poniewa? nie ma potrzeby stosowania medidéw sprz?gaj?cych, temperatury nie
s? decyduj?ce i nie s? konieczne ?adne kalibracje.

Spektrum produktéw

Technologia fal milimetrowych nadaje si? do pomiaru wszystkich rodzajow rur z tworzyw sztucznych o
?rednicy od 60 do 1600 mm. Przemys?owy komputer PC ECOCONTROL 6000 oprécz humerycznej
prezentacji warto?ci pomiarowych oferuje réwnie? wizualizacj? graficzn? oraz rozbudowane funkcje trendow i
danych statystycznych.

Obliczanie wirtualnych warto?ci pomiarowych na stanowisku ekstrudera pozwala kierownikowi liniowemu
szybko reagowa? na zmiany. Nawet przy wi?kszych czasach opd?nienia mi?dzy po?o0?eniem wyciskarki a
pomiarem gwarantowana jest skuteczna i szybka kontrola grubo?ci ?cianki, a zw?aszcza eliminacja
nadmiernie zu?ytego materia?u.

Zalety produktu

e Pomiar warto?ci nominalnych, ?rednicy zewn?trznej, owalno?ci i grubo?ci ?cianki rury wyciskanej bez
Znajomo?ci w?a?ciwo?ci materia?u

e Pomiar grubo?ci warstw rur wielowarstwowych

¢ Niezale?ne od medium sprz?gaj?cego lub temperatury materia?u

¢ Brak kalibracji

Artyku?y techniczne

Millimeter wave technology for precise measurement of diameter, ovality, wall thickness and sagging during the

manufacture of large plastic tubes



https://sikora.net/en/millimeter-wave-technology-for-precise-measurement-of-diameter-ovality-wall-thickness-and-sagging-during-the-manufacture-of-large-plastic-tubes/
https://sikora.net/en/millimeter-wave-technology-for-precise-measurement-of-diameter-ovality-wall-thickness-and-sagging-during-the-manufacture-of-large-plastic-tubes/

